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摘要(译)

由于制造异常而受到像素高缺陷影响的液晶显示器具有用于每个像素电极的可编程修复装置。在一个实施例中，晶体管阵列基板设
置有多条栅极线，所述多条栅极线彼此隔开第一间隔，多条数据线在与栅极线交叉的同时与栅极线绝缘，并且彼此分开一秒间隔大
于第一间隔，从而定义多个像素区域。每个像素区域具有对应的像素单元，该像素单元包括开关器件，像素电极和修复电极。修复
电极从相邻的栅极线分支并延伸，使得修复电极与像素电极重叠间隔开，并且可选择性地连接到像素电极。因此，可以通过与修复
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电极的选择性连接来修复发生高像素缺陷的像素，从而提高液晶显示器
的显示质量。


